
最新的3D
形貌扫描技术

融合共聚焦

多焦面叠加

共聚焦

有时共聚焦或多焦面叠加技术都无法提
供理想的测量效果。融合共聚焦的出现
突破了它们两者的技术极限，即保证了
高精度又满足了大斜率的形貌测量

融合共聚焦采用特别的智能算法，它能
在单次的扫描里获得比共聚焦和多焦面
叠加更可靠的数据

融合共聚焦

垂直分辨率

水平分辨率

易用性

光滑表面

高斜率 NA<0.30

测量重复性
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SENSOFAR 发布业
内速度最快的共

聚焦扫描设备

www.sensofar.com

共聚焦测量技术的革命性突破，
显著缩短3倍的测量时间

连续共聚焦打破了传统共聚焦必
须逐层扫描的耗时模式，用Z方向
连续扫描的方式替代

测量速度媲美多焦面叠加，测量
精度媲美逐层扫描的传统共聚焦

为关注速度的质量控制提供了理
想的解决方案。该功能已开放在
桌面测量系统S neox & S lynx 以及
在线测量头 S mart

更重要的是它大幅减少了超大面
积拼接和大范围扫描的时间

连续共聚焦

更快

连续共聚焦

多焦面叠加

共聚焦
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